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CB TEST CERTIFICATE
CERTIFICAT D’ESSAI OC

Product

Produit §H Tf aVelScanner 1 00 .

Narme and address of the applicant * | DOCUMENT CAPTURE TECHNOLOGIES INC -
: Nom et adresse du demandeur . ':-:-_ SUITE 178 1798 TECHNOLOGY DR ; :
:_';SAN_ JOS_E_CA_ 95110 U_N_ITED _STATE_S S

. e

N o anulacturer -----_-DOCUMENT CAPTURE TECHNOLOGIES INC_-;:-':.-
. 'SUITE 178 1798 TECHNOLOGY.DR - R

. SANJOSE CA 95110 UNITED STATES .

Name and address of the tactory DR 5
Nom et adresse de ['usine SHENZHEN SYSCAN TECHNOLOGY CO LTD

e SYSCAN SCIENCE PARK, SHIYAN TOWN BAO'AN ZONE
Note: WWhen tmove than one faciory please roport on page 2 o 2 SHUIT[AN VILLAGE SHENZHEN GUANGD ONG CHINA

M| Notc: Levsque i s phes d'une usine vewitlez wiiliser la 2 page

i| Ratings and principal characleristics
Valeurs nominaies et caractéristiques principales

M Trademark {if any}

Marque de fabrique (si elie existe)

a| Model / Type Refl o - : L
Ref Do type S Travel Scanner 100

Additional information (if necessary may also be reported
§i on page 2)
il Lcs informations complémentaires (si nécessaire peuvent
| étre indigués sur ta 2°™ page)

PUBLICATION = . . EDITION

f: A sample of the product was tested and found SR T s B P AR
to be in conformity with SRR .:.-: -IIEC'.609_59—'I:2001-:' AR '-1'!} O

|| Un échantillon de ce produit a été essayé eta éié T R B B T S
considéré conforme i la ' S - .

As shown in the Test Report Ref No which forms part of : LIRS N o ...-. B k N
J| this Certificate S E?I_Z?_’???_-Alfc_Bfl-lSSlle dz_z_te:_.Z_O_():.B-_[_B_-l?:._._ :
Comme indiqué dans le Rapport d’essais numéro de S BT

référence qui constitue partie de ce Certificat

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
| Ce Certificat d’essai OC est établi par I'Organisme National de Certification




